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摘要(译)

本发明的实施例旨在减少在显示装置中与传统示例相比保存补偿数据
（用于补偿驱动晶体管的特性中的变化等的数据）所需的存储器容量。
使用用于驱动晶体管的氧化物TFT的有机EL显示装置设置有：低通滤波
器，用于从作为驱动晶体管的驱动电流的数据的像素电流数据提取低频
分量数据;第一计算部分，用于通过获得像素电流数据和低频分量数据之
间的差来获得高频分量数据;下采样部分，用于以预定的采样间隔从低频
分量数据中提取数据;以及高频信号压缩处理部分，用于仅提取高频分量
数据中的高振幅数据。
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